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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for electrically contacting a solar cell during the measurement of electrical
characteristics of the solar cell which has a plurality of finger electrodes on its surface, the device comprising: at least one measuring strip
(1) that has at least one contact terminal for electrically contacting a solar cell test device and that extends between two measuring-strip
end portions in a measuring-strip extension direction (E), the measuring strip (1) having a plurality of loop-like or hook-like contact
spring portions (2) formed integrally with the measuring strip, which are positioned on the measuring strip (1) along the measuring-strip
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extension direction (E) and which contact at least one finger electrode by spring-elastic mechanical contact, when the measuring strip
(1) is placed on the surface of the solar cell; and a measuring frame (3) which comprises opposing frame-edge struts (33), engages,
using said frame-edge struts (33), around an area that is greater than or equal to a solar cell to be measured, and in which the measuring
strip (1) is braced.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur elektrischen Kontaktierung einer Solarzelle bei
der Messung elektrischer Kenndaten der Solarzelle, welche eine Vielzahl von Fingerelektroden auf ihrer Oberfléche aufweist, wobei
die Vorrichtung umfasst mindestens eine Messleiste (1), welche mindestens einen Kontaktanschluss zur elektrischen Kontaktierung
mit einer Solarzellentestvorrichtung aufweist und welche sich zwischen zwei Messleisten-Endabschnitten in einer Messleisten-Erstre-
ckungsrichtung (E) erstreckt, wobei die Messleiste (1) eine Mehrzahl von schlaufenférmigen oder hakenférmigen Kontaktfederab-
schnitten (2) einstiickig mit der Messleiste ausgebildet aufweist, die entlang der Messleisten-Erstreckungsrichtung (E) an der Messleiste
(1) angeordnet sind und die beim Aufsetzen der Messleiste (1) auf die Solarzellenoberfliche mindestens eine Fingerelektrode durch
einen federelastischen mechanischen Kontakt elektrisch kontaktieren, und einen Messrahmen (3) mit einander gegeniiber liegenden
Rahmenkantenstreben (33), der mit den Rahmenkantenstreben (33) eine Flache grofer gleich einer zu vermessenden Solarzelle umgreift
und in denen die Messleiste (1) eingespannt ist.



